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Sygnatariusz EA MLA
Czeski Instytut Akredytacyjny, opp
OlSanska 54/3, 130 00 Praha 3

wydaje

zgodnie z § 16 ustawy nr 22/1997 Dz.U. w sprawie wymogow technicznych dot. wyrobow, z pézniejszymi zmianami przepisow

SWIADECTWO AKREDYTACJI

nr 64/2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
z siedziba Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice, REGON 43389783

dla laboratorium wzorcujacego nr 2301
Laboratorium wzorcujace

Zakres udzielonej akredytacji:

Wzorcowanie przyrzadéw pomiarowych dlugosci, katow ptaskich, masy, obrotéw, twardosci,
chropowatodci, sily, cisnienia, temperatury, wielkosci elektrycznych, wielko$ci czasu i wilgotnosci
ograniczone zalacznikiem do niniejszego $wiadectwa.

Niniejsze Swiadectwo stanowi potwierdzenie udzielenia akredytacji na podstawie oceny spetnienia wymogéw akredytacji
zgodnie z

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jednostka oceny zgodnosci jest uprawniona podczas swoich czynnosci powotywaé si¢ do niniejszego Swiadectwa w zakresie
udzielonej akredytacji w okresie jej waznodci, o ile akredytacja nie zostanie wycofana i ma obowigzek petnienia ustalonych
wymogéw akredytacyjnych zgodnie z wlasciwymi przepisami dotyczacymi dziatalnosci akredytowanej jednostki oceny
zgodnosci.

Niniejsze Swiadectwo Akredytacji w pelnym zakresie zastepuje Swiadectwo nr: 21/2024 z dnia 22. 1. 2024, ewentualnie akty
administracyjne nawigzujace do niego.

Udzielenie akredyt.

azne do 19. 07. 2024

W Pradze dnia 14. 2. 2024
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Zalgcznik jest integralng cz¢scia
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Placowki laboratorium wzorcujacego:

1.  Laboratorium wzorcujgce

2. Laboratorium wzorcujace

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Krumlovska 1454/26, 664 91 IvancCice
Strojirenska 259/16, Zli¢in, 155 21 Praha 5

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci: Dlugosé
LP! ;VZOFCO.Wa"a wielkos¢ / Nominalny zakres Parametr(y) mierzonej | Najniisza podzw','ana2 Zasada wzorcowania l(:)erl:)tcyet:lil::’?a Placow-
rzedmiot wzorcowania min  jedn. maks  jedn. wielkosci niepewno$¢ pomiaru Wislaisn. ka
1 Wzorce koncowe Poréwnanie pomiaru z wzorcami |KP D1 1
0,5 mm do 1000 mm (2L +0,2) um koncowymi
2* | Stalowe mirniki dlugosci Poréwnanie pomiaru z wzorcami |KP D2 1,2
0Om do 2m 60 um koficowymi
2m do Sm 180 pm
Stalowe metry zwijane Pomiar poréwnawczy na torze
0m do 2m 0,14 mm wzorcowym
2m do 3m 0,28 mm
3m do Sm 0,42 mm
Sm do 8§ m 0,70 mm
8§ m do 10 m 0,98 mm
3 Tasmy pomiarowe 0m do 10 m 8.4imm Pomiar poréwnawczy na torze KP D3 1:2
wzorcowym
10 m do 20 m 0,6 mm
20 m do 50 m 1,0 mm
50 m do 100 m 2,2 mm
Dalmierze laserowe 0 m do 5m P g 4 0,2 mm
4 | Graniczne i ustawiane ' 4\ Bezposrednie i poréwnawcze KP D4 1
pierscienie 1 mm do 100 mm [ @ “Z- (2L +0,5) um pomiary na dalmierzu
100mm  do 500 mm [= /%) | o @L+24)um
Imm  do 200 mm \ X lwoncisen| O 4L +1,3) pm 2

/
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Zalacznik jest integralng czescia
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

" Wzorcowana wielko$é / Nominalny zakres Parametr(y) mierzonej Najnizsza podawana " Identyfikacjs Placow-
LP Przedmiot wzorcowania . ; . wielkosci niepewnos$¢ pomiaru? Zasada wzorcowania procedur).' 3 ka
min  jedn. maks jedn. wzorcowania
Graniczny sprawdzian i o do 100 mm 2L +0,5) um 1,2
szczgkowy
100 mm do 500 mm (2L +2,4) pm
Szczelinomierze ptytkowe 0,02 mm do 100 mm (2L +0,5) pm
grcaz’;‘l‘fv‘ve:praw‘iz‘a"y 100mm  do 500 mm (2L +2,4) um
5% | Szczelinomierze listkowy Pomiar bezposredni KP D4 1
Graniczne sprawdziany mikrometrem
szczgkowe 1 mm do 125 mm (2L +2,4) um
6 Graniczne kotki nagwintowe 1 mm do 200 mm (3L +3) um Pomiar bezpo$redni dalmierzem |KP DS 1,2
Pomiar bezpoéredni urzadzeniem 1
I mm do 160 mm (I'L +4) pm MasterScanner XP 16060
Pierscienie gwintowe 1 mm do 3 mm (3L +3)um Poréwnanie z kotkiem zuzycia 1
Poréwnanie pomiaru na
2,5 mm do 200 mm (3L +3) um dalmierzu
Pomiar bezpos$redni urzadzeniem
3 mm do 160 mm (1L +4) um MasterScanner XP 16060
7* | Graniczne kotki nagwintowe Pomiar bezposredni KP D5 1
1 mm do 125 mm (3L +3,5) um mikrometrem
8* | Przyrzady pomiarowe: Poréwnanie pomiaru z wzorcami |KP D6 1,2
suwmiarki, koncowymi
glebokosciomierze,
wysoko$ciomierze 0 mm do 1000 mm 12 um
1000 mm do 3000 mm r—— 20 pm

S, 5 )
% P
11_01°R508b-K=20224122
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Zalacznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujgce
Krumlovské 1454/26, 664 91 Ivancice

Lp! Wzorcowana wielkos¢ / Nominalny zakres Parametr(y) mierzonej | NajniZsza podawana Zasad . Identyf;kacja Placéw-
Przedmiot wzorcowania . . . wielko$ci niepewno$¢ pomiaru? asada wzorcowama procecury ka
min  jedn. maks jedn. wzorcowania®
9* | Mikrometryczne przyrzady Poréwnanie pomiaru z wzorcami |KP D7 1,2
pomiarowe: mikrometry, koncowymi
passametry,
mikropassametry, glowice
mikrometryczne,
glebokosciomierze
mikrometryczne 0 mm do 25 mm Dziatka 0,000 1mm 0,7 pm
0 mm do 100 mm 1,4 pm
100 mm do 1000 mm 2,5 pm
1000 mm do 1500 mm 4,1 pm
10* | Srednicowki Poréwnanie pomiaru ze KP D8 1,2
mikrometryczne sprawdzianami ustawianymi
Srednicowki
mikrometryczne
trzypunktowe 2 mm do 100 mm 2,0 pm
100 mm do 300 mm 4,0 pm 1
100 mm do 200 mm 4,0 pm 2
11 |Macki mikrometryczne 10 mm do 3000 mm (3L +2,2) um Pomiar bezposredni dalmierzem |KP D9 1
10 mm do 1000 mm (3L +2,2) um 2
12* | Grubosciomierze Poréwnanie pomiaru ze wzorcem |KP D10 1
elektromagnetyczne, grubosci
ultradzwiekowe 0 mm do 1,5 mm (I'L + 1,3) um
1,5 mm do 500 mm (I'L+2,3) um
13 |Zegarowe mierniki odchytek Pomiar bezpos$redni specjalnym |KP D11 1,2
proste i dZzwigniowe 0 mm do 100 mm /e ak ' 0,3 pm przyrzadem pomiarowym
Srednicowki dwupunktowe 2 mm do 205 mm /. 4 PN 03um
205 mm do 1000 mm EQL +2,2) pm Pomiar bezposredni dalmierzem 2
\ 4; 3 //
\ ~/ } /.—.-'
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Zaljcznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Nominalny zakres

Identyfikacja

1 Wzorcowana wielko$¢ / Parametr(y) mierzonej | Najnizsza podawana : Placow-
LE Przedmiot wzorcowania i . . wielkoSci niepewno$¢ pomiaru? ZeaNCaryEerCOVNIN ksl ka
min  jedn. maks  jedn. wzorcowania®
14 | Sprawdziany, narzedzia, Pomiar na 3D SMS KP D12 1
szablony, przyrzady
pomiarowe plaskosci i kata 0 mm do 2000 mm 4,5L+1,7) pm
15*% | Projektory profilowe, Pomiar poréwnawczy z liniatem |KP D13 1
mikroskopy pomiarowe 0 mm do 300 mm (1L +2,6) pm
16* |Pomiar prostolinijnosci, Pomiar bezpo$redni KP D14 1
odczyt liniowy, pomiar interferometrem laserowym
réwnoleglosci maszynowych
przyrzadéw pomiarowych 0m do 20 m (I'L +0,1) pm
0m do 20 m 1,5 pum/m?
17  |Sprawdziany, narzedzia, 0 mm do 600 mm Romim wysoko$ciomierzem KP D15 1
szablony, wzorce (2,5L +1,2) pm liniowym
18* | Wysokosciomierze liniowe Poréwnanie pomiaru z KP D16 1
0 mm do 600 mm (0,8L +0,5) pm sprawdzianem grzebieniowym
Poréwnanie pomiaru z
sprawdzianem grzebieniowym i
600 mm do 1000 mm (I'L +3,0) um wzorcami kofcowymi
19*% | Przyrzady do pomiaru Poréwnanie pomiaru z wzorcami |KP D17 1
konturu 0 mm do 100 mm (1L +2,6) um koncowymi
20* | Dhlugo$ciomierze Pomiar bezpo$redni KP D18 1
0 mm do 1000 mm (2L +0,2) pum interferometrem laserowym
21* |Maszyny pomiarowe Poréwnanie pomiaru z KP D19 1
wspotrzednych 3D 0 mm do 600 mm (2L +0,2) um sprawdzianem grzebieniowym
Poréwnanie pomiaru
W iy, | sprawdzianu grzebieniowego i
600 mm do 1000 mm / x 9'° A, [\ 2L +0,2) ym wzorcami koficowymi
7\ Pomiar bezposredni
0 mm do 10000 mm s _ él‘L +0,1) pm interferometrem laserowym
= 1
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Zaljcznik jest integralng czescia
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

LP! ;VZOTCO_Waﬂa wielkos¢ / Nominalny zakres Parametr(y) rfli'erzonej I‘{ajniisza' g)odavf/ana2 S [(:,er':)tgegﬁc’;'a Placow-
rzedmiot wzorcowania min  jedn. maks jedn. wielkoSci niepewno$¢ pomiaru WZorcowania’ ka
22 | Sprawdziany, wzorce, Pomiar bezposredni KP D20 1
narzedzia, szablony, mierniki 0 mm do 330 mm (2L +3,5) pm mikroskopem 2D
0 mm do 300 mm (2L +3,5) um 2
23 |Linialy nozowe i kontrolne 0 mm do 2000 mm (5L +2) um Pomiar bezposredni na plycie KP D21 1
2000 mm do 3000 mm (5L +12) um Pomiar na fozu
0 mm do 1000 mm (5L +2) um Pomiar bezposredni na plycie 2
1000 mm do 1500 mm (5L +12) pm
24* | Urzadzenie do pomiaru Poréwnanie pomiaru ze wzorcem | KP DR1 1
chropowatosci 0,01 pm do 6000 pm 5% chropowatosci
25 | Wzorce chropowatosci Pomiar bezposredni urzadzeniem |KP DR1 1
0,01 pm do 6000 um 5% do pomiaru chropowatosci
26 | Katowniki Pomiar bezpo$redni przy pomocy | KP R2 1
0° do 180 ° Dhugo$¢ do 3 m (4,5L +2) um 3D SMS
Pomiar bezpos$redni specjalnym 2
Dhugos¢ do 0,6 m (20L +2) pm urzadzeniem

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania s3 w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
Rozszerzona niepewno$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M cze$cia CMC i jest najnizsza warto$cia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.

Warto$ci niepewnosci podane bez jednostki sg wzgledne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostato podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnigtych przez laboratorium;
warto$é niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zaleznosci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartosci dopuszczalnych powigzanych zakreséw, obowigzuja nizsze wartosci
niepewnosci.

procedury (wlacznie wszystkich zmian).

Wyjasnienia:

SMS - maszyna pomiarowa wspoirzednych

L - dlugo$¢ nominalna w metrach

11_01-P508b K-20221122

W dokumentach z data, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej

Strona 5z 20




Zalycznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 IvanCice

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci: Kat plaski

Wzorcowana wielko$é / Nominalny zakres . MNajitsza Identyfikacja )

LP! P s Parametr(y) mierz. podawana . Placow-
rzedmiot . é : . 5 i Zasada wzorcowania procedury
. min jedn. maks jedn. wielkoS$ci niepewnos$¢ . 3 ka
wzorcowania i wzorcowania
pomiaru

1 Libelle murarskie, Bezposredni pomiar KP R1 1,2

cieczowe, Czulo$¢ na dziatke od generatorem matych

maszynowe -52 mm/m do 52 mm/m 0,01 mm/m 0,005 mm/m |katow

Pochylniki -180 ° do 180 ° Podziat od 0,01° 0,15°
2 Katomierze Pomiar bezpos$redni przy | KP R2 1,2

pomocy miarek
0° do 360 ° 5 katowych

! W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sg w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
? Rozszerzona niepewno$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg$cia CMC i jest najnizsza warto$cig odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostalo podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Warto$ci niepewnosci podane bez jednostki sa wzgledne wobec zmierzonej warto$ci, o ile nie zostalo podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkow osiagnigtych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zaleznosci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartosci dopuszczalnych powiazanych zakresow, obowiazuja nizsze wartosci
niepewnosci.
3 W dokumentach z data, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej

procedury (wiacznie wszystkich zmian).

11_01-P508b K-20221122
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Zalacznik jest integralng cze¢scig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace

Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci: Masa
Lpt | Wzorcowana wielkos¢ / Przedmiot Nominalny zakres Parametr(y) mierz.| Najnizsza podawana 7 . Identyfikacja | by 5.
. s e . o asada wzorcowania procedury
wzorcowania min  jedn. maks jedn. wielkoSci niepewnos$¢ pomiaru wzorcowania’® ka
1* | Waga elektroniczna i Poréwnanie pomiaru z KP VAl 1
mechaniczna z wzorcem masy
nieautomatycznym dziataniem
0,001 g do 2000 g 2,710 ¢ Cigzarek klasy E2
2 kg do 20 kg 1,410 3 Ciezarek klasy F2
20 kg do 1000 kg 5,010 Ciezarek klasy M1
2 Cigzarki i inne ciata Poréwnanie z wzorcowym KP VA2 1
lg 0,4 mg ciezarkiem klasy F2
2g 0,5 mg
5¢g 0,6 mg
10g 0,7 mg
20g 0,9 mg
50g 1,2mg
100 g 1,9 mg
200 g 2,8 mg
500 g 5,1 mg
1 kg 10 mg
2 kg 17 mg
5kg 31 mg
10 kg 60 mg
20 kg 90 mg

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania s3 w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
Rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg$cia CMC i jest najnizsza wa@oédiz}'\()ﬂdpow_iédnicj niepewnosci. Jezeli nie zostalo podane inaczej, jej prawdopodobiefistwo pokrycia wynosi 95%. Wartosci
niepewnosci podane bez jednostki sa wzgledne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostato podane inaczej. Warto$¢ niepewnosei tu podana wywodzi sie z najlepszych warunkow osiagnietych przez laboratorium; warto$¢ niepewnosci
konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zalezno$ci od warunkow konkretnego wzorcowania. l?)%gd@Wcmych waﬂdé@,dbguszczalnych powiazanych zakresow, obowiazuja nizsze warto$ci niepewnosci.
« &n bez daty, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podancj

W dokumentach z data, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sg tylko te konkretﬁc procedury, W 'dokumenta

procedury (wlacznie wszystkich zmian).

Wyjasnienia: Najnizsza podawana poszerzona niepewno$¢ pomiaru podana je&t ‘bez doliczenia wply
Sz TN

be
~
' 4

11_‘mfffosb K-202211
"

wzorcowanego miernika.
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Zaljcznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci: Obroty

Nominalny zakres Najnizsza .
1 | Wzorcowana wielko$¢ / Przedmiot Parametr(y) mierz. podawana i Identyfikacja Placow-
LP . A R . " ¢ . p Zasada wzorcowania procedury
wzorcowania min  jedn. maks  jedn. wielko$ci niepewnos¢ W Ao ¥ ka
pomiaru?
1* | Mierniki obrotow Bezposredni pomiar KP OT1 1
30min! do 40000 min ! (1,1 % + 0,5d) |generatorem obrotéw

' W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
?  Rozszerzona niepewno$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czgéciag CMC i jest najnizsza wartoscia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Warto$ci niepewnosci podane bez jednostki sa wzgledne wobec zmierzonej warto$ci, o ile nie zostato podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnigtych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zalezno$ci od warunkéw konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartosci dopuszczalnych powiazanych zakresow, obowiazuja nizsze wartosci

niepewnosci.

* W dokumentach z data, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej

procedury (wlacznie wszystkich zmian).
Wyjasnienia:
d — dziatka skali wzorcowanego miernika

11_01-P508b K-20221122
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Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zaljcznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace

Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci: Twardosé
LP! Wzorcowana wielkos¢ / Przedmiot Nominalny zakres Parametr(y) mierz. | Najnizsza 'podavf'anaz Zasada wzorcowania Id:r':)tcyet:'lt‘:;ja Placow-
wzorcowania min  jedn. maks jedn. wielkoSci niepewnos$¢ pomiaru waoveomanls® ka
1 Plytki wzorcowe twardosci i probki Pomiar bezposredni KPTV1 1
Rockwella 70 HRA do 85 HRA 0,40 HRA
60 HRB do 100 HRB 0,40 HRB
20 HRC do 70 HRC 0,40 HRC
Plytki wzorcowe twardosci Shore A 0 ShA do 100 ShA 2,0 ShA
Plytki wzorcowe twardosci Shore D 0 ShD do 100 ShD 2,0 ShD
Plytki wzorcowe twardosci Brinell a 8§ HBW do 650 HBW 1,0 %
Plytki wzorcowe twardos$ci Vickers'a 10 HV do 2900 HV HV2 do HV50 1,0 %
2* | Twardosciomierz do metali Rockwella Pomiar bezposredni przy
pomocy plytek
70 HRA do 85 HRA 0,50 HRA | wzorcowych twardosci
60 HRB do 100 HRB 0,50 HRB
20 HRC do 70 HRC 0,50 HRC
Twardo$ciomierz do metali Vickers'a 10 HV do 2000 HV 0,50 %
Twardosciomierz do metali Brinell'a 10 HBW do 650 HBW 0,50 %
Twardos$ciomierze Shore typu A, D, E, C 1 Sh do 100 Sh 0,50 Sh

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego statymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
Rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg$cia CMC i jest najnizsza warto$cia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Wartosci niepewnosci podane bez jednostki sa wzgledne wobec zmierzonej warto$ci, o ile nie zostalo podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnigtych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zalezno$ci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych warto$ci dopuszczalnych powiazanych zakresow, obowigzuja nizsze wartosci
niepewnosci.

W dokumentach z data, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne proc

procedury (wiacznie wszystkich zmian).

N
\

edury. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej
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Zalgcznik jest integralng cze¢scig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Sila, badania mechaniczne

i Najnizsza .
LP! Wzorcowana wielko$¢ / Przedmiot Nomalnsfny exkres Parametr(y) mierz. po;awana z : IdcutyBiacia Placow-
wzorcowania min  jedn. maks  jedn. wielkosci niepewnosé e procedury 3 ka
poIRE wzorcowania
1* | Klucze momentowe Pomiar poréwnawczy z KP S1 1
wzorcowym czujnikiem
0,1 Nm do 1100 Nm 0,65 % momentu obrotowego
1100 Nm do 3000 Nm 0,90 %
Urzadzenia do pomiaru
momentu sily, wkretarki
momentowe, czujniki momentu
sity 0,1 Nm do 500 Nm 0,40 %
2 Sitlomierze i czujniki Pomiar poréwnawczy z KP S2 1
tensometryczne ON do 5 kN 0,20 % wzorcowym czujnikiem sity
5 kN do 30 kN 0,30 %
3* |Silomierze i czujniki Pomiar pordwnawczy z
tensometryczne ON do 5 kN 0,20 % wzorcowym czujnikiem sity
S kN do 20 kN 0,30 %

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
Rozszerzona niepewno$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg$cia CMC i jest najnizsza warto$cia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Warto$ci niepewnosci podane bez jednostki sa wzglgdne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostato podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnigtych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zaleznoéci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych warto$ci dopuszczalnych powiazanych zakreséw, obowigzujg nizsze wartosci
niepewnosci.

W dokumentach z data, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sg tylko te konkretne procedury W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej
procedury (wlacznie wszystkich zmian).

11_01-P508b K-20221122
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Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

Zalacznik jest integralng cz¢scig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC dla dzialu mierzonej wielkoSci: CiSnienie
LP! Wzorcowana wielko$¢ / Przedmiot i Ak P . . - [I:Jadl:\l::fl: . Identyfikacja Placow-
———. min  jedn. maks jedn. arametr(y) mierz. wielkos$ci niepewnosé Zasada wzorcowania procedur).' , -
pomiaruz Wzorcowania
1* | Ci$nieniomierze deformacyjne, Poréwnanie pomiaru ze |KP T1, KP T2 1
mierniki ci$nienia w oponach, wzorcem ci$nienia
ci$nieniomierze
elektromechaniczne
(ci$nieniomierze zegarowe,
przetworniki ci$nienia z Nadcisnienie /
wyj$ciem mierzonej wielkosci) -100 kPa  do 0 kPa Gaz | podci$nienie 130 Pa
OkPa do 35 kPa 18 Pa
35kPa  do 160 kPa 130 Pa
160kPa  do 2000 kPa 0,1 %
25kPa  do 600 kPa Plyny | Nadci$nienie 180 Pa
0,6 MPa do 6 MPa 0,03 %
6 MPa do 60 MPa 0,05 %
60 MPa do 70 MPa 0,1 %
70 MPa do 140 MPa 0,2 %

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego statymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
Rozszerzona niepewnos¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg$cia CMC i jest najnizsza warto$cia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Wartosci niepewnosci podane bez jednostki sa wzgledne wobec zmierzonej warto$ci, o ile nie zostalo podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnigtych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zalezno$ci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych warto$ci dopuszczalnych powigzanych zakresow, obowigzuja nizsze wartosci
niepewnosci.
W dokumentach z data, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane s3 najnowsze wydania podanej
procedury (wlacznie wszystkich zmian). ;

N
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Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci:

Temperatura

Zalacznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

LP! Wzorcgr'vzael:l;vivol: tose! Nominalny zakres Param'etr(y) l'nierz. Najn;zi:;ivi;zg;}zv o Zasada wzorcowania Idperl:)tc’;?il::'c)."a Placow-
wzorcowania min jedn. maks jedn. wielkodcl pomiaru? wzorcowania® o
1* | Termometry Poréwnanie z cyfrowym termometrem |KP TE1 1
bezposrednio wzorcowym w piecu kalibracyjnym
wskazujace -30 °C do 0°C 0,06 °C
Poréwnanie z cyfrowym termometrem
0°C do 100 °C 0,05 °C | wzorcowym w tazni cieczowej
Poréwnanie z cyfrowym termometrem
100 °C do 200 °C 0,06 °C | wzorcowym w piecu kalibracyjnym
200 °C do 300 °C 0,09 °C
300 °C do 400 °C 0,4 °C
400 °C do 500 °C 0,5°C
500 °C do 650 °C 0,6 °C
Poréwnanie z cyfrowym termometrem
650 °C do 1100 °C 1,5°C WZOrcowym w piecu powietrznym
Termometr Poréwnanie z pirometrem wzorcowym
bezdotykowy na tarczowym albo bez szczelinowym
-10 °C do 200 °C 3,0°C ciele czarnym
200 °C do 500 °C 6,0 °C
500 °C do 800 °C 10,0 °C
2* | Termoelektryczne Poréwnanie z cyfrowym termometrem |KP TE2 1
czujniki temperatury -30 °C do 0°C 0,7 °C wzorcowym w piecu kalibracyjnym
Poréwnanie z cyfrowym termometrem
0°C do 100 °C 0,7 °C wzorcowym w lazni cieczowej
- " Por6wnanie z cyfrowym termometrem
100 °C do 550 °C AN A L\ 0,9 °C wzorcowym w piecu kalibracyjnym
/" P‘ : 4 ‘\ Poréwnanie z cyfrowym termometrem
550 °C do 800 °C | = O | 2,3°C WZOrcowym w piecu powietrznym
\ &

B |

s

5

/‘_.‘_/
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Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zaljcznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

1 Wzorcowana v.welkoéé/ Nominalny zakres Parametr(y) mierz. Najmz:sza podawana ) Identyfikacja Placéw-
LP Przedmiot whelkotisi niepewnos¢ Zasada wzorcowania procedury i
wzorcowania min jedn. maks jedn. SRR pomiaru? wzorcowania®
3* |Rezystorowe czujniki Poréwnanie z cyfrowym termometrem |KP TE3 1
temperatury -30 °C do 0°C 0,15 °C |wzorcowym w piecu
Poréwnanie z cyfrowym termometrem
0°C do 100 °C 0,13 °C | wzorcowym w tazni cieczowe;j
Poréwnanie z cyfrowym termometrem
100 °C do 400 °C 0,45 °C | wzorcowym w piecu

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
Rozszerzona niepewnos¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czgscia CMC i jest najnizsza warto$cia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Wartoci niepewnosci podane bez jednostki sa wzgledne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostato podane inaczej. Warto$é niepewnoscei tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnietych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zaleznosci od warunkoéw konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartosci dopuszczalnych powiazanych zakreséw, obowiazuja nizsze wartosci
niepewnosci.
W dokumentach z datg, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej
procedury (wlacznie wszystkich zmian).
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Zalacznik jest integralng czescia
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujgce
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci: Wielkosci elektryczne

. | Wzorcowana wielkos¢ / Nominalny zakres Parametr(y) mierz. Najnizsza podawana . Identyfikacja | by w-
LP f § s : 3 Y Zasada wzorcowania procedury
Przedmiot wzorcowania . . . wielkoSci niepewnos$¢ pomiaru 2.3 ka
min jedn. maks jedn. wzorcowania
1 Zrédta napigcia stalego Pomiar bezposredni KP EL2 1
0 mV do 100 mV 0,0062 % + 6,1 uV multimetrem wzorcowym
0,1V do 1V 0,0047 % + 16 uV
1V do 10V 0,0047 % + 0,14 mV
v do 100 V 0,0079 % + 2,0 mV
100 V do 1000 V 0,0079 % + 20 mV
Przyrzady pomiarowe Bezposrednie generowanie |KP EL1
napigcia stalego 0mV do 200 mV 0,0053 % + 7,7 uV kalibratorem wzorcowym
02V do 2V 0,0028 % + 15 uV
2V do 20V 0,0028 % + 0,15 mV
20V do 200 V 0,0028 % + 1,5 mV
200 V do 1000 V 0,0035 % + 17 mV
2 Zrédta pradu statego Pomiar bezpos$redni KP EL2 1
0 pA do 10 pA 0,050 % + 6,1 nA multimetrem wzorcowym
10 pA do 100 pA 0,074 % + 17 nA
0,1 mA do 1 mA 0,075 % + 0,16 pA
1 mA do 10 mA 0,034 % + 1,2 pA
10 mA do 100 mA 0,034 % + 12 pA
100 mA do 1A 0,068 % + 0,15 mA
1A do 3A 0,061 % + 1,1 mA
Przyrzady pomiarowe Bezposrednie generowanie |KP EL1
pradu stalego 0 nA do 200 pA _—~{_ 0,020 % + 73 nA kalibratorem wzorcowym
0,2 mA do 2 mA /5 O GAAN0,016 % + 0,13 pA
2 mA do 20 mA [ AN 203009 % + 0,94 pA
/ (4"
20 mA do 200 mA [ A5 | D412%+9,7pA
02 A do 2A \' T A= v % 9,018%+0,13mA
2A do 30 A \ % 50,069 % +2,5 mA

+~/ = 4
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Zalycznik jest integralng czgScig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

. | Wzorcowana wielkos¢ / Nominalny zakres Parametr(y) mierz. Najnizsza podawana . Identyfikacia | proctw-
LP Przedmiot wzorcowania : . . wielkoSci niepewno$¢ pomiaru? Zmsmtaroreanania procedur).' ka
min jedn. maks jedn. wzorcowania’
Symulacja przy pomocy
0A do 1500 A 0,42 % + 0,13 A cewki pradowej
3 Zrédta napigcia Pomiar bezposredni KP EL2 1
zmiennego 0,1 mV do 100 mV 10 Hz do 20 kHz 0,086 % + 36 uV multimetrem wzorcowym
20 kHz do 50 kHz 0,16 % + 59 uv
50 kHz do 100 kHz 0,69 % + 93 uv
0,1V do 1V 10 Hzdo 20 kHz 0,076 % + 0,43 mV
20 kHz do 50 kHz 0,14 % + 0,73 mV
50 kHz do 100 kHz 0,71 % + 0,81 mV
| Y do 10V 10 Hz do 20 kHz 0,076 % + 4,4 mV
20 kHz do 50 kHz 0,14 % + 7,3 mV
50 kHz do 100 kHz 0,71 % + 17 mV
Vv do 100 V 10 Hz do 20 kHz 0,076 % + 44 mV
20 kHz do 50 kHz 0,14 % + 73 mV
50 kHz do 100 kHz 0,71 % + 81 mV
100 V do 750 V 10 Hz do 20 kHz 0,07% + 0,35V
20 kHz do 50 kHz 0,14 % + 0,59 V
50 kHz do 100 kHz 0,61 %+1,5V
Przyrzady pomiarowe Bezposrednie generowanie |KP EL1
napigcia zmiennego 0,1 mV do 200 mV 10 Hzdo 45 Hz 0,16 % + 64 uv kalibratorem wzorcowym
45 Hz do 10 kHz 0,049 % + 69 uv
10 kHz do 20 kHz 0,12 % + 86 uVv
20 kHz do 50 kHz 0,20 % + 98 uVv
02V do 2V 10 Hzdo 45 Hz .| 0,082 % + 0,38 mV
45Hzdo 10 kHzo [\ 0,042 % + 0,29 mV
10 kHz do/20kHz 1 \ 0,12 % + 0,46 mV
20kHz 46 50KkHz 2. | 0,17 % +0,73 mV
2V do 20V ( ,084 % + 3,8 mV

10 Hzdo 45 Hz
m\ ) A
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Zalacznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 IvanCice

. | Wzorcowana wielkosé / Nominalny zakres Parametr(y) mierz. Najnizsza podawana . Identyfikacja | p), g\
Le Przedmiot wzorcowania i . . wielkosci niepewno$¢ pomiaru? Zasads wrorcewnnis procedur): ka
min jedn. maks jedn. wzorcowania®
45 Hz do 10 kHz 0,042 % + 2,7 mV
10 kHz do 20 kHz 0,12 % +4,7mV
20 kHz do 50 kHz 0,17 % + 5,6 mV
20V do 200 V 30 Hzdo 45 Hz 0,082 % + 31 mV
45 Hzdo 10 kHz 0,10 % + 43 mV
10 kHz do 20 kHz 0,14 % + 56 mV
20 kHz do 40 kHz 0,17 % + 61 mV
200 V do 1000 V 30 Hzdo 45 Hz 0,082% + 0,45V
45Hzdo 1kHz 0,09 % + 0,28 V
1 kHzdo 5kHz 0,14 % + 0,38V
SkHzdo 10 kHz 0,16 % + 0,49 V
4 Zrédta pradu Pomiar bezposredni KP EL2 1
zmiennego 0,1 pA do 100 pA 10 Hzdo 1kHz 0,15% + 7,3 nA multimetrem wzorcowym
0,1 mA do 1 mA 10 Hzdo 5kHz 0,10 % + 0,51 pA
1 mA do 10 mA 10 Hzdo 5 kHz 0,093 % + 5,1 pA
10 mA do 100 mA 10 Hzdo 5 kHz 0,093 % + 51 pA
0,1 A do 1A 10 Hzdo 5kHz 0,095 % + 0,51 mA
1A do 3A 10 Hzdo 5 kHz 0,11 % + 3,4 mA
Przyrzady pomiarowe Bezposrednie generowanie |KP EL1
pradu zmiennego 20 pA do 200 pA 10 Hzdo 45 Hz 0,12 % + 71 nA kalibratorem wzorcowym
45 Hz do 1kHz 0,02 % + 40 nA
1 kHz do 10 kHz 0,17 % + 0,10 pA
10 kHz do-30 kHz 0,35 % + 0,18 pA
0,2 mA do 2 mA 10 Hz do AsHz . 0,13 % + 0,15 pA
45»’Hz,do 1'’kHz 0‘019%+90nA
1kHz do /10KHz. | 20,087 % +0,33 pA
10 do-30'kHz | © 0,20 % + 0,57 pA
2 mA do 20 mA (rtgiﬂo 45 Hz ~ 0,057 % + 1,6 A

/ o
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Zaljcznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 IvanCice

. | Wzorcowana wielkos¢ / Nominalny zakres Parametr(y) mierz. Najnizsza podawana . Identyfikacja | b, 4y
- Przedmiot wzorcowania . R a wielkoSci niepewno$¢ pomiaru? Zasninwrorcowanis procedur)" ka
min jedn. maks jedn. wzorcowania®
45Hzdo 1kHz 0,048 % + 0,82 pA
1 kHz do 10 kHz 0,064 % + 1,8 pA
10 kHz do 30 kHz 0,11 % + 3,5 pA
20 mA do 200 mA 10 Hzdo 45 Hz 0,13% + 16 pA
45Hzdo 1kHz 0,019 % + 8,0 pA
1 kHz do 10 kHz 0,087 % + 35 pA
10 kHz do 30 kHz 0,14 % + 39 pA
02 A do 2A 10 Hzdo 45 Hz 0,13 % + 0,16 mA
45Hzdo 1kHz 0,024 % + 82 pA
1 kHzdo 5kHz 0,088 % + 0,35 mA
SkHzdo 10 kHz 0,26 % + 2,1 mA
10 kHz do 30 kHz 0,50 % + 3,0 mA
2A do 30A 30 Hzdo 45 Hz 0,053 % + 1,6 mA
45 Hz do 100 Hz 0,042 % + 0,89 mA
100 Hzdo 1kHz 0,10 % + 3,0 mA
1 kHz do 5 kHz 0,12 % + 3,5 mA
5kHzdo 10 kHz 0,64 % + 15 mA
Symulacja przy pomocy
0A do 1500 A 30 Hzdo 60 Hz 0,42% + 0,13 A cewki pradowe;j
5 |Rezystancja pradu Bezposrednie generowanie |KP EL 1 1
statego / Przyrzady kalibratorem wzorcowym
pomiarowe rezystancji
pradu statego 0,1 Q 8,7 mQ
1Q , 8,9 mQ
10Q 11 mQ
100 © (& %\ 20 mQ
1 kQ = = ] 0,16 Q
10 kQ ) 1,6 Q

S ——
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Zaljcznik jest integralng czgscig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujgce
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Lpt | Wzorcowana wielkosé / Nominalny zakres Parametr(y) mierz. Najnizsza podawana Zasada wzorcowania l(:,er':,tcy:;'iﬁ?a Placow-
Przedmiot wzorcowania ik jedn. sk jedn. wielkosci niepewnos$¢ pomiaru? wroreswaiie® ka
100 kQ 15Q
1 MQ 0,29 kQ
10 MQ 8,0 kQ
100 MQ 0,98 MQ
1 GQ 22 MQ
0Q do 100 Q 0,018% +88 mQ
100 do 330 Q 0,012% + 0,11 Q
330 Q do 1 kQ 0,01 % +0,19Q
1 kQ do 3,3 kQ 0,012% + 0,29 Q
3,3 kQ do 10 kQ 0,0082 % + 1,4 Q
10 kQ do 33 kQ 0,012% +2,2Q
33 kQ do 100 kQ 0,0066 % + 18 Q
100 kQ do 330 kQ 0,011% +24 Q
330 kQ do 1 MQ 0,0066 % + 0,18 kQ
1 MQ do 3,3 MQ 0,013 % + 0,24 kQ
3,3 MQ do 10 MQ 0,0075 % + 1,8 kQ
10 MQ do 33 MQ 0,052 % + 6,4 kQ
33 MQ do 100 MQ 0,064 % + 0,21 MQ
100 MQ do 330 MQ 1,3% + 1,9 MQ
330 MQ do 1 GQ 2,4% + 13 MQ

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego statymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sg w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka

Rozszerzona niepewnos¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czgécia CMC i jest najnizsza wartoscia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Wartosci niepewnosci podane bez jednostki sa wzglgdne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostato podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnietych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zaleznosci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych warto$ci dopuszczalnych powiazanych zakresow, obowiazuja nizsze wartosci
niepewnosci. P,

W dokumentach z data, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sg tylko te konkretnejﬁiogédufy. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej
procedury (wlacznie wszystkich zmian). [ £ oo \

[ ~ o \
[= &5 8N }

- / 20
PR NS "2 TN
O

y

O
01-P508b K-20221122 Strona 18 z 20

&
P
-~




Zalgcznik jest integralng cze¢scig
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

WielkosSci czasu

Najnizsza

Nominalny zakres :
LP! Wzorcowana wielko$¢ / Parametr(y) mierz. podawana Fasndn wioressitia Iderl:)tcy'iil:la:cja Placow-
Przedmiot wzorcowania min  jedn. maks jedn. wielkosci niepewnos¢ P y 3 ka
S wzorcowania
pomiaru
1 Przedziat czasu / przyrzady Poréwnanie z KP C1 1
pomiarowe czasu, stopery, wzorcowym stoperem
czasomierze ls do 86400 s 0,5s zegarowym

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego statymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sg w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
Rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg$cia CMC i jest najnizsza warto$cia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Warto$ci niepewnosci podane bez jednostki sa wzgledne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostato podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnigtych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze byé wyzsza w zalezno$ci od warunkoéw konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartosci dopuszczalnych powigzanych zakresow, obowigzuja nizsze wartosci
niepewnosci.
W dokumentach z data, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej
procedury (wlacznie wszystkich zmian).
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Zaljcznik jest integralng czescia
Swiadectwa Akredytacji nr: 64/2024 z dnia: 14. 2. 2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujgce
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci: Wilgotnosé

Nominalny zakres Najnizsza .
LP! Wzorcowana wielkos¢ / Parametr(y) mierz. podawana Tinasiln wibrcowsiihi Ider':)tcy::;ﬁcja Placéw-
Przedmiot wzorcowania min jedn. maks jedn. wielko$ci niepewnosé P y 5 ka
S wzorcowania
pomiaru
1*  |Przyrzady pomiarowe Poréwnanie pomiaru z KP VLI 1
Zyrzady p P
wilgotnosci oprocz wzorcowym
psychrometréw 10 % RH do 95 % RH (20 do 40) °C* 2,3 % RH |wilgotnosciomierzem

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego statymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
Rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg$cia CMC i jest najnizsza wartoscia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Warto$ci niepewnosci podane bez jednostki s3 wzglgdne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostato podane inaczej. Wartos¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnigtych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zalezno$ci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartosci dopuszczalnych powiazanych zakreséw, obowiazuja nizsze wartosci
niepewnosci.

W dokumentach z data, ktore identyfikujg procedury wzorcowania uzywane s3 tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sg najnowsze wydania podanej

procedury (wlacznie wszystkich zmian).

Laboratorium jest w stanie wzorcowa¢ wilgotnos¢ w zakresie temperatur -20°C do 60°C.

11_01-P508b K-20221122

Strona 20 z 20




